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elektronach (XFEL) – nowe światło
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Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach (ang. EuXFEL) jest
jednym z największych projektów naukowych realizowanych obecnie na świecie, a samo
urządzenie jest zaliczane do kluczowej aparatury badawczej Europy. Unikatowe możli-
wości badawcze EuXFEL przyciągają najlepszych naukowców z całego świata i sprzy-
jają realizacji ambitnych wyzwań naukowych. Badania prowadzone w EuXFEL przy-
czyniają się do znaczącego poszerzenia naszej wiedzy w wielu dyscyplinach nauki
(m.in. w medycynie, farmakologii, chemii, materiałoznawstwie, nanotechnologii, ener-
getyce i elektronice) i powstania nowych technologii, wpływających na nasze co-
dzienne życie. W trakcie prezentacji przedstawione zostaną przykłady wykorzystania
promieniowania XFEL w zakresie m.in. biologii strukturalnej, chemii – tzw. „filmy mo-
lekularne”, badań materiałowych w wysokich ciśnieniach i temperaturze. Szczególny
nacisk zostanie położny na badania z udziałem polskich naukowców. Zaprezentowany
zostanie także, finansowany przez MEiN program wsparcia polskiej społeczności na-
ukowej w wykorzystaniu nowych możliwości badawczych oferowanych przez EuXFEL.
Program obejmuje następujące działania:

� szkolenia w zakresie podstawowej wiedzy o zastosowaniach XFEL i używanych
technikach badawczych, w tym kilkumiesięczne staże dla młodych pracowników
naukowych w instytucjach, biorących udział w badaniach z użyciem XFEL oraz
wykład nt. XFEL dla studentów II stopnia i doktorantów;

� finansowanie udziału polskich naukowców w konferencjach i warsztatach o te-
matyce dot. badań z użyciem XFEL;

� pomoc w nawiązaniu lub poszerzeniu kontaktów naukowych z pracownikami
EuXFEL i/lub grupami badawczymi, realizującymi podobne badania w Polsce
i na świecie;
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� pomoc w przygotowaniu projektów badawczych w konkursach o czas pomiarowy
na źródłach XFEL, także poprzez wykonanie badań pilotażowych i komplemen-
tarnych.

Wykład zakończy prezentacja Sieci Centrów Doskonałości w zakresie badań z uży-
ciem XFEL (CD XFEL), w której powyższy program jest realizowany.


